Piilohy
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PRILOHA 1: Vysledky méFeni tloust’ky vrstev

Smés A
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Obr. P.1.1 Vyhodnoceni tloustky vrstev smési A.

Tab. P.1.1 Vysledky méreni tloustky vrstev vytvorenych pomoci smési A.

Oh 2h 5h
leva | stfed | prava | leva | stfed | prava | leva | stfed | prava
Minimum [um] 28,66 | 30,36 31,94 | 88,75 88,11 | 89,77 (144,65(143,99 (143,01
Maximum [um] 34,70 | 34,96 | 38,06| 96,08 | 94,88 | 97,13 |155,70|151,84 154,74
Sti. hodnota [um] 32,59 | 32,48 34,53 | 91,48 | 90,93 | 92,94 1151,29(147,27 | 148,63
Prim. stf. hodnoty [um] 33,20 91,78 149,06
Smérodatné odchylka | 1,18 | 090 | 160 | 1,77 | 159 198 243 | 156 | 2,95
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Obr. P.1.2 Zavislost ristu difuzni vrstvy v zavislosti na ¢ase pro smés A.
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Obr. P.1.3 Vyhodnoceni tloustky vrstev smési B.
Tab. P.1.2 Vysledky méreni tloustky vrstev vytvorenych pomoci smési B.
Oh 2h 5h
leva | stied | prava | leva | stfed | prava | leva | stied | prava
Minimum [um] 34,08 | 34,18 29,92| 90,77 | 98,47 | 91,73 |100,01|124,56|124,08
Maximum [um] 38,02 | 39,64 37,05] 96,01(102,53| 96,82 |109,68|131,39|130,05
St¥. hodnota [um] 36,01 | 37,63 | 35,30| 93,26 (100,58 | 94,56 |104,871127,911127,25
Pram. stf. hodnoty [um] 36,31 96,13 120,01

Smérodatné odchylka | 0,99 | 1,06 | 141| 123| 095 | 114 | 214 | 141 140
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Obr. P.1.4 Zavislost ristu difuzni vrstvy v zavislosti na ¢ase pro smés B.
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Smeés C
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Obr. P.1.5 Vyhodnoceni tloustky vrstev smési C.

Tab. P.1.3 Vysledky méreni tloustky vrstev vytvorenych pomoci smési C.

Oh 2h 5h
leva | stied | prava | leva | stfed | prava | leva | stied | prava
Minimum [um] 7,33 | 11,60 8,78 | 12,76 11,31| 9,10 | 39,87 | 42,39 | 42,37
Maximum [um] 11,15( 14,27 | 12,12 | 16,07 | 14,19| 13,22 47,83 | 46,40 | 48,67
Sti. hodnota [um] 8,90 | 12,76 10,05| 14,20| 12,76 | 11,46 44,61 | 44,22 | 45,71
Prdm. st¥. hodnoty [um] 10,57 12,76 44,85
Smérodatnd odchylka | 0,85 | 055| 0,73| 071| 070| 081 | 165| 0389 141

P6



Smeés C

u
o

\

= 40 -

[pm
\
\

W
o

\
\
\

Tloustka vrs
[y
(W]
\

[y
(=]

w

o

0 1 2 3 4 5
Doba Zihani [hod]

Obr. P.1.6 Zavislost riistu difuzni vrstvy v zavislosti na ¢ase pro smés C.
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Smés D

Smés D
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Obr. P.1.7 Vyhodnoceni tloustky vrstev smési D.

Tab. 4 Vysledky méreni tloustky vrstev vytvorenych pomoci smési D.

Oh 2h 5h
leva | stied | prava | leva | stfed | prava | leva | stfed | prava
Minimum [um] 6,26 | 17,07 | 13,84 | 24,56 29,26 | 20,18 | 75,88 | 88,11 | 107,14
Maximum [um] 11,65| 20,59| 16,17 | 27,24 32,00| 24,09 80,20]100,19| 114,03
Sti. hodnota [um] 10,25| 19,41 | 15,11 | 25,88 30,23 | 22,22 | 78,25| 93,96 | 111,33
Prim. stf. hodnoty [um] 14,92 26,11 94,52
Smérodatn odchylka | 0,94 | 068| 058| 064| 063| 096 | 1,13| 254 | 177
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Obr. P.1.8 Zavislost riistu difuzni vrstvy v zavislosti na ¢ase pro smés D.
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Smeés E
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Obr. P.1.9 Vyhodnoceni tloustky vrstev smési E.

Tab. 5 Vysledky méreni tloustky vrstev vytvorenych pomoci smési E.

Oh 2h 5h
levd | stied | prava | leva | stied | pravda | leva | stied | prava
Minimum [um] 22,09 | 18,09 25,12 | 74,08 | 60,09 | 63,82 (108,64 107,04 (112,55
Maximum [um] 29,66 | 23,80 29,92 | 83,83 66,63 70,63|115,04| 110,89 | 125,08
St¥. hodnota [um] 25,38 21,85 27,72 79,83 62,90| 67,12 |112,37| 109,33 (120,71
Prdm. stf. hodnoty [Lum] 24,98 69,95 114,13
Smérodatna odchylka | 1,68 | 1,14 | 1,16| 265| 167 1,63| 140 | 082 | 2,83
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Tlaoustka vrsty [jum]
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Obr. P.1.10 Zavislost riistu difuzni vrstvy v zavislosti na case pro smés E.
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Smés F
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Obr. P.1.11 Vyhodnoceni tloustky vrstev smési F.

20 pm

Tab. 6 Vysledky mérenti tloustky vrstev vytvorenych pomoci smési F.

Oh 2h 5h
levd | stfed | prava | leva | stfed | prava | levd | stied | prava
Minimum [um] 11,88 10,51 | 12,97 | 47,56 | 48,21 48,20| 80,17 | 69,52 | 65,25
Maximum [um] 15,78 | 15,80 19,65 | 52,84 | 54,58 55,41 | 85,01 76,32| 72,83
St¥. hodnota [um] 13,76 13,36 15,65| 50,35| 50,14 50,82 | 82,67 | 73,30 69,18
Prim. stf. hodnoty [Lm] 14,26 50,44 75,05
Smérodatné odchylka | 0,69 | 1,24 | 1,12 | 124 | 1,11| 159 | 108| 135 146
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Obr. P.1.12 Zavislost riistu difuzni vrstvy v zavislosti na case pro smés A.
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PRILOHA 2: Vysledky méfeni mikrotvrdosti

Smés A
A /Oh
Tab. P.2.1 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési A po Oh.
Smés A / Oh
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 985 |HV 0,01
2 3 1440 |HV 0,01
3 6 1435 |HV 0,01
4 9 1467 |HV 0,01
5 12 1464 |HV 0,01
6 15 1440 |HV 0,01
7 18 1501 |HVO,01
8 21 1400 |HV 0,01
9 24 1435 |HV 0,01
10 27 1177 |HV 0,01
11 30 673 |HV 0,01
12 33 524 |HV 0,01
13 36 524 |HV 0,01
14 39 517 |HV 0,01
15 42 538 |HV 0,01
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Obr. P.2.1 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzdalenosti pro smés A po difuznim Zihani Oh.
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A/2h

Tab. P.2.2 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési A po 2h.

Smés A/ 2h
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1258 |HV 0,01
2 10 1229 |HVO0,01
3 20 1204 |HV 0,01
4 30 1254 |HV 0,01
5 40 867 |HV 0,01
6 50 1258 |HV 0,01
7 60 1204 |HV 0,01
8 70 1403 |HV 0,01
9 80 1452 |HV 0,01
10 90 502 |HV 0,01
11 100 554 |HV 0,01
12 110 547 |HV 0,01
13 120 187 |HV 0,01
14 130 623 |HV 0,01
15 140 695 |HV 0,01
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Obr. P.2.2 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzdalenosti pro smés A po difuznim Zthani 2h.

P15



A /5h

Tab. P.2.3 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési A po 5h.

Smés A / 5h
Bod| Vzdalenost [um] Tvrdost Bod| Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1044 | HVO0,01 | 13 120 1340 | HvV 0,01
2 10 1085| HVO0,01 | 14 130 1467 | HV 0,01
3 20 1344 | HVO0,01 | 15 140 1467 | HvV 0,01
4 30 1284 | HVO0,01 | 16 150 706 | HV 0,01
5 40 1254 | HVO0,01 | 17 160 495 | HV 0,01
6 50 1284 | HVO0,01 | 18 170 563 | HV 0,01
7 60 1312 | HVO0,01 | 19 180 430 | HV 0,01
8 70 1258 | HV 0,01 | 20 190 538 | HV 0,01
9 80 1340| HVO0,01 | 21 200 547 | HV 0,01
10 90 1340| HVO0,01 | 22 210 571 | HV 0,01
11 100 1284 | HVO0,01 | 23 220 546 | HV 0,01
12 110 1312 | HVO0,01 | 24 230 570 | HV 0,01

1600
1400
1200
> 1000
800
600
400
200

0,01

Tvrdost HV

SmésA /5h

0

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220
Vzdalenost [um]

Obr. P.2.3 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzddlenosti pro smés A po difuznim Zihdni 5h.
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Smés B

B/ 0h
Tab. P.2.4 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési B po Oh.
Smés B / Oh
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1435 |HVO0,01| 10 27 1435 |HVO0,01
2 3 1435 |HVO0,01| 11 30 1131 |HVO,01
3 6 1451 |HVO0,01| 12 33 570 |HVO0,01
4 9 1458 |HVO0,01| 13 36 643 |HVO0,01
5 12 1457 |HVO0,01| 14 39 554 | HVO0,01
6 15 1421 |HVO0,01| 15 42 643 |HVO0,01
7 18 1403 |HVO0,01| 16 45 524 | HVO0,01
8 21 1400 |HVO0,01| 17 48 524 | HVO0,01
9 24 1435 |HVO0,01| 18 51 531 |HVO0,01
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Obr. P.2.4 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzddlenosti pro smés B po difuznim Zihdni Oh.
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B/2h

Tab. P.2.5 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési B po 2h.

Smés B / 2h
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 949 |HV 0,01
2 10 1254 |HV 0,01
3 20 1284 |HV 0,01
4 30 1312 |HV 0,01
5 40 1312 |HV 0,01
6 50 1229 |HVO0,01
7 60 597 |HV 0,01
8 70 1373 |HV 0,01
9 80 1540 |HV 0,01
10 90 562 |HV 0,01
11 100 517 |HV 0,01
12 110 509 |HV 0,01
13 120 517 |HV 0,01
14 130 517 |HV 0,01
15 140 510 |HV 0,01
16 150 517 |HV 0,01
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Obr. P.2.5 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzdalenosti pro smés B po difuznim Zihdani 2h.
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Tab. P.2.6 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési B po 5h.

B /5h

Smés B / 5h
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1369 |HVO,01| 11 100 1501 |HVO,01
2 10 1281 |HVO,01| 12 110 624 |HV 0,01
3 20 1312 |HVO,01| 13 120 495 |HV 0,01
4 30 1229 |HVO,01| 14 130 509 |HV 0,01
5 40 1312 |HVO,01| 15 140 517 |HV 0,01
6 50 1229 |HVO,01| 16 150 546 |HV 0,01
7 60 1284 |HVO,01| 17 160 496 |HV 0,01
8 70 1284 |HVO,01| 18 170 524 |HV 0,01
9 80 1340 |HVO,01| 19 180 517 |HV 0,01
10 90 1312 |HVO0,01| 20 190 531 |HV 0,01

1600
1400
1200
> 1000
800
600
400
200

0,01

Tvrdost HV

-+ 4

’

Cend o0
D A

~

e |

)

‘..--

w
SmésB / 5h
o O O O 0O 0O Q0 0O o0 o 000 0o o0 o0 oo ooo0o
= MM s WM~ 000y O S ™~ Mo s 0 M~ 0O
=~ =~ o o o o o o o -

Vzdalenost [um]

Obr. P.2.6 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzdalenosti pro smés B po difuznim Zihani Sh.
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Smeés C

C/0h
Tab. P.2.7 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési C po Oh.
Smés C / Oh
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1373 | HV 0,01
2 2 1024 | HVO,01
3 3 1201 | HVO,01
4 5 1435 | HV 0,01
5 6 661 | HV 0,01
6 8 683 | HV 0,01
7 9 570 | HV 0,01
8 11 502 | HV 0,01
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Obr. P.2.7 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzdalenosti pro smés C po difuznim Zihani Oh.
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C/2h

Tab. P.2.8 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési C po 2h.

Smés C/ 2h
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 898 | HV 0,01
2 2 1022 | HVO0,01
3 4 730 | HV 0,01
4 6 673 | HV 0,01
5 8 509 | HV 0,01
6 10 476 | HV 0,01
7 12 446 | HV 0,01
8 14 446 | HV 0,01
9 16 517 | HV 0,01
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Obr. P.2.8 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzdalenosti pro smés C po difuznim Zihani 2h.
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C/5h

Tab. P.2.9 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoct smési C po Sh.

Smés C / 5h
Bod| Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1177 |HV 0,01
2 4 1109 |HV 0,01
3 8 1229 |HV 0,01
4 12 1284 |HV 0,01
5 16 1467 |HV 0,01
6 20 1254 | HV 0,01
7 24 1204 |HV 0,01
8 28 1373 |HV 0,01
9 32 1344 |HV 0,01
10 36 1131 |HV 0,01
11 40 834 |HV 0,01
12 44 587 |HV 0,01
13 48 597 |HV 0,01
14 52 495 | HV 0,01
15 56 496 |HV 0,01
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Obr. P.2.9 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzdalenosti pro smés C po difuznim Zihani 5h.
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Smés D

D /0h
Tab. P.2.10 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési D po Oh.
Smés D / Oh
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1131 |HV 0,01
2 2 1471 |HV 0,01
3 4 1431 |HV 0,01
4 6 964 |HV 0,01
5 8 695 |HV 0,01
6 10 562 |HV 0,01
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Obr. P.2.10 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzdalenosti pro smés D po difuznim Zihani Oh.
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D/2h

Tab. P.2.11 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési D po 2h.

Smés D/ 2h
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1204 |HV 0,01
2 2 1229 |HVO0,01
3 4 1204 |HVO,01
4 6 1284 |HV 0,01
5 8 755 |HV 0,01
6 10 562 |HV 0,01
7 12 495 |HV 0,01
8 14 509 |HVO0,01
9 16 489 |HV 0,01
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Obr. P.2.11 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzdalenosti pro smés D po difuznim Zihani 2h.
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D /5h

Tab. P.2.12 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési D po 5Sh.

Smés D / 5h
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1180 HV 0,01 10 90 1344 | HV 0,01
2 10 1180 | HVO,01 | 11 100 836 | HV 0,01
3 20 1254 HV 0,01 12 110 464 | HV 0,01
4 30 1229 | HVO,01 | 13 120 435 | HV 0,01
5 40 1204 | HVO0,01 | 14 130 470 | HV 0,01
6 50 1258 | HVO0,01 | 15 140 440 | HV 0,01
7 60 1180 | HVO0,01 | 16 150 470 | HV 0,01
8 70 1177 | HVO,01 | 17 160 470 | HV 0,01
9 80 1254 | HVO0,01 | 18 170 470 | HV 0,01
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Obr. P.2.12 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzdalenosti pro smés D po difuznim Zihani 5h.
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Smés E

E /Oh
Tab. P.2.13 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési E po Oh.
Smés E / Oh
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1204 |HVO,01
2 2 1344 |HV 0,01
3 4 1229 |HV 0,01
4 6 1373 |HVO,01
5 8 1540 |HV 0,01
6 10 947 |HV 0,01
7 12 683 |HV 0,01
8 14 579 |HV 0,01
9 16 554 |HV 0,01
10 18 554 |HV 0,01
*
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Obr. P.2.13 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzddlenosti pro smés E po difuznim Zihani Oh.
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E /2h

Tab. P.1.14 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési E po 2h.

SmésE/2h
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1281 | HV 0,01
2 13 1403 |HV 0,01
3 26 1403 |HV 0,01
4 39 1369 |HV 0,01
5 52 1340 |HV 0,01
6 65 1340 |HV 0,01
7 78 1344 |HV 0,01
8 91 1576 |HV 0,01
9 104 1435 |HV 0,01
10 117 532 |HV 0,01
11 130 496 |HV 0,01
12 143 502 |HV 0,01
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Obr. P.2.14 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzddlenosti pro smés E po difuznim Zihani 2h.
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E / 5h

Tab. P.2.15 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési E po Sh.

Smés E / 5h
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1258 | HVO0,01 | 11 100 1467 | HV 0,01
2 10 1369 | HVO0,01 | 12 110 1106 | HV 0,01
3 20 808 | HV 0,01 | 13 120 489 | HV 0,01
4 30 1204 | HVO0,01 | 14 130 524 | HV 0,01
5 40 1254 | HV 0,01 | 15 140 517 | HV 0,01
6 50 1281 | HV 0,01 | 16 150 524 | HV 0,01
7 60 335 | HVO0,01 | 17 160 695 | HV 0,01
8 70 1284 | HV 0,01 | 18 170 496 | HV 0,01
9 80 1403 | HV 0,01 | 19 180 482 | HV 0,01
10 90 1403 | HV 0,01 | 20 190 502 | HV 0,01
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Obr. P.2.15 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzddlenosti pro smés E po difuznim Zihani 5h.
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Smés F

F/0h
Tab. P.2.16 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési F po Oh.
Smés F / Oh
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1024 |HVO,01
2 2 1064 |HV 0,01
3 4 967 |HV 0,01
4 6 1177 |HV 0,01
5 8 865 |HV 0,01
6 10 1022 |HV 0,01
7 12 850 |HV 0,01
8 14 605 |HV 0,01
9 29 476 |HV 0,01
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: h Vzdalenost [um]

Obr. P.2.16 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzddlenosti pro smés F po difuznim Zihéni Oh.
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F/2h

Tab. P.2.17 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési F po 2h.

Smés F/ 2h
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1229 |HVO0,01
2 6 1312 |HVO,01
3 12 1284 |HV 0,01
4 18 1254 |HV 0,01
5 24 1232 |HVO0,01
6 30 1369 |HV 0,01
7 36 1400 |HVO,01
8 42 1344 |HV 0,01
9 48 1369 |HVO0,01
10 54 517 |HV 0,01
11 60 539 |HV 0,01
SmésF / 2h
1600 -
1400 -
o 1200 -
O
S 1000 -
% 800 -
S 600 -
= 400 -+
200 -+
0

0] 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

1 Vzdalenost [um]
Obr P 2 17 Zavzslost tvrdosti difuzni vrstvy na vzdalenosti pro smés F po difuznim Zihani 2h.
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F / Sh

Tab. P.2.18 Vysledky méreni mikrotvrdosti vrstev vytvorenych pomoci smési F po Sh.

Smés F / 5h
Bod | Vzdalenost [um] Tvrdost
1 0 1087 | HV 0,01
2 10 1153 | HV 0,01
3 20 1131 | HV 0,01
4 30 1106 | HV 0,01
5 40 1085 | HV 0,01
6 50 1153 | HV 0,01
7 60 1258 | HV 0,01
8 70 502 | HV 0,01
9 80 495 | HV 0,01
10 90 489 | HV 0,01
11 100 510 | HV 0,01
12 110 502 | HV 0,01
13 120 502 | HV 0,01
14 130 489 | HV 0,01
15 140 502 | HV 0,01

SmésF / 5h

1400 -~
1200 -
1000 -
800 -
600 -

Tvrdost HV 0,01

400 -
200 +

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140
Vzdalenost [um]

Obr. P.2.18 Zavislost tvrdosti difuzni vrstvy na vzddlenosti pro smés F po difuznim Zihani 5h.
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PRILOHA 3: Vysledky chemické mikroanalyzy

Meéteni lokéalni chemické mikroanalyzy bylo provedeno na vzorcich ze série
po difuznim zihani 5h, pomoci rastrovaciho elektronového mikroskopu Philips XL30
vybaveném spektometrem pro lokalni chemickou analyzu EDS.

A/ 5h

Smés A

AccV Spot Magn Det WD Exp 100 pm AccV Spot Magn Det WD Exp
200 kv 48 250x BSE 10.3 85359 aluminizace 8000C/5h - smes A 20.0kV 4.8 500x BSE 11.4 95360 aluminizace 8000C/5h - smes A

50 pm

Obr. P.3.1 Snimek difuzni vrstvy pripravené ze smési A s analyzovanymi misty, REM.

| 8: \users\ janova'\Drlenka\2013-05-17--- aluminizace-800oC-5h\A-01. spe

| c:\unu\j-nuu\n:unxn\z-e-la-ns—ﬂ——— -me--m—sunubs-h-\l-uz.m
Label:ALUMTNTZACE 800oC/Sh -— smes A, lok. anal, sv. 500x —-—- (miste | | nabel ALOMINIZACE BOOGC/Sh --- smes A, lok. amal, =v. 500x —— (misto
1) | a2y
ilv:zn.otij.r.:o.o Take-off:36.1 Det Type:SUTW+ Res:135 To:50 | kv:20.0 'r..u.r_:n.a Take-off 36,3 Det Type: SUTH+ Res:135 'n-_-:_ao_
Irs : 9046 Lsec : SO i 17-May-2013 08:49:37 FS : 5110 Lesec : 50 17-May-2013 08:52:08

Tl M

Wi
| |
|
Wi Wi
Mo
i cr
e cr Bi
o §.00 5 ] d 14 '] 8 o L 4 ]
EDAX EAF Quantification (Standardless) EDAX EAF Quantificatiom (Standardless)
Element Hormalized Elamant Nermalized
SEC Takle : Deafault SEC Tables : Default
Coating Correction Used : Elsmant ¢ , Facter : 14.00 Coating Correction Used : Element : © , Factor 14.00
Element Wt At K-Ratio % [ P
ALK 33
ik
| Mal
T
MK
Total
Element Het In r P2
b e : 1emen
BI1K B2,
Mol 0,54 ALK
K 55,98 14,14 2.32 4.28 SiK
| max 27814 7.54 0.88 36. 36 MaL
Cr¥
| HiK

Obr. P.3.2 Vysledky lokdlni chemické mikroanalyzy EDS mista 01 a 02 na vzorku A.
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€:\users\janova\Drlenka\2013-06-17--- aluminizace-800eC-5h\A-1.spe

5 " A

& 3 a42013-85-17-—— aluminizace-8000C-ShiA-2. spe

Label :ALUMINIEACE BOOoC/Sh --- smes A, lek. amal, =v. 500k --- (misto 1)

.3 Det Type:SUTWS Res: 135 Te:S50

m:m\mﬁam& lok. anal, =v. 500x --- (misto Z)

KVi20.0 T116:0.0 Takeeolf:36.3 Det Type:SUTW Res:135 Te:S0

17-May-201L3 08:54:28 |Pa : 3974 Lses : 50 17-May-2013 08:58:25
AL a1l
i. il
I | Wi
i
, . l |
[ il N |
oo . €
185 . s T N,
2.00 400 600 B.00 1000 12.00 16.00 18.00 200 400 600 B.00 1000 13.00 14,00 1600 18.00
EDAX EAF cation (Standardl EDAX ZAF Quantification (Standardless)
Element Mermalized Element Hormalized
SEC Table - Default SEC Table : Dafault
g on Used : 8 , Paatar : 14.00 g Used : &, Pactor : 14.00
Element WL % At ¥ E-Ratia 1 A E Element WL At % K-Ratig £ £ 3
AlE 51,53 69,68 0.2358 1.0320 0.478%7 1.0006 KK 49.56 68,25 0.2318 1.0324 10,4530 1.0003
ik 0.8 0.78 ©0.0023 1,0618 ©0.3571 1.0007 Mol 2.38 0.3z 0.0139 0.88¢3 D.E861 1.0004
Mal, 3,42 1.30  0,0200 0.6496 0.6896 1.0008 ook 5,05 3,51 D.0482 0.9453 0.9701 1.0612
crk 1.6 §:39 ©0.0738 0.8447 0.9689 1.049% miK 43,01 27.22 G.4108 ©.9615 0.98F5 1.0000
ik 36,76 22.84 0,34%94 0. 06B4 0.9893  1.0000 Total 100.00 100.00
Total 100.06 108,
Element Net Inte: te. inte. Errer ¥
Inke. Breer M 587.00 3.80 059
0.47 71.20 Mol 12.78 13,04 €.80
SiK 7,92 10,94 9,57 0.1 con 45,58 F.64 Z.42
MoL 26,14 15.54 4.08 1.68 HiK 200.96 5.20 1.02
crK 97.16 11.88 1.60 8.32
HiK 242.70 B.12 088 36.12
FrT " + - . Sh\A-3. spe P \janova\DrLenka\2013-05-17 " 3000e-ShAR~4 . spe
Label {ALUMINIZACE 8000C/5h --- smes A, lok. anal, ®v. 500x —-- (miste 3) Label:ALUMINISACE B000C/Sh --- smes A, lok. anal, v. 500x --—- (misto &)

RVI20.0 TAlt:0. 0 Take-off:36.3 Det Type: SUTW+ Res:135 To:50

k¥:20.0 Tilt:0.0 Take-off:36.3 Det Type:SUTH+ Res:135 Tc:50

w8 ; 3286 Lees : S0 17-biny-2013 09:00:41

P : 1528 Lsee ! 50 17-May-2013 08:58:52
A

AL

2 00 4.00 &.00 #.00 1000 1200 14.00 1600 19.00 2.00 4.00 & 00 4.00 16.00 1208 1400 L6.00
EDAX ZAF G fication 4 dazdl
Element Normalized
SEC Table : Default i SEC Table : Default
g Used : El : €, Factes : 14.00 Coating Correction Used : Elsment | © , Facter : 14.08
Slement Wt % A: % K-matie [} 3 Elemesit Wt 4 Ar 4 R-Watic 8 A ) 3
RLE 47,54 0.2184 1.0328 1.o0004 RIK 47.01 €5.78 02158 1.033% O.44q0 1.000%
8iK .70 9.0027 1, 0828 1.000% 8iK 0.7% 1.00 0. 0028 1,.D633 0.3561 1.0006
Mol .21 0.012% 0.8309 1.0004 Mal. 2.78 1.09 0.0182 0.8517 0.6877  1.0004
TiK 0.46 0.0042 d.848L 1.0228 TiK G.47 0.3 0.0043 0. 9488 B.9333 1.5325%
L= 3 4.50 g.0438 09,8458 1.0€34 <K 4.33 3.14 0.0422 ©. 9468 0.96886 1.0631
HiK 44.61 o.4282 0.9622 1.0008 NiK 44.868 28.78 0.4271 0. 9630 o.9827 1.0000
Total 100.00 1G0.00 Tetal 100.00 loo.oo
jement Met Inte. Inte. Tnie. Br B/ Element Wet Inte. Inte. Inte. Brror BB
AIK SZi.68 8,60 2,82 58.40 ALK 4%1.38 6.886 .65 71.63
BIK 5.98 T.82 11.085% 0878 BiK 6,04 T4 10.73 D.8L
Mol 11.1% 13.22 7.8 0.88 Mol 13.3¢ 11.22 §.33 1.1%
TiK 4.82 8,64 13.7% 0.5 TiK 4.88 7.28 1215 b, &t
crx ELRE 718 2.7 .57 Crit 35.19 6-42 2,78 5.48
Hix 18E_5& 4.84 1.e3 Az 48 Wik 147.79 3.80 1.68 4B.18

Obr. P.3.3 Vysledky lokdlni chemické mikroanalyzy EDS mista 1,2,3 a 4 na vzorku A.
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Shi

s

\2013-05-17--~

s
Sh\A-5. spe

€: \users)janova\DrLenka\2013-05-17T--- aluminizece-8000C-5h\A-6. spc

mwm——mm llh anal, ".llll-”mﬂ_

Label:ALUMINIZACE 800oC/Sh --- smes A, lok. anal, =v. 500x --- (miste 6]

wxudmt.u.a Take-off:36.3 Det v.-,am Rmsi135 To:S0

PR : 3751 Lse= : 50

17-May-2013 08:03:06

¥8 : 2738 Leec : 5O

EV:20.0 TAle:0.0 Take-off:36.3 Dek w:-» ng:m Ta: S0

17-May-2013 09:04:43

I

p:uTn:.Tm.l_ ‘Take-off:36.3 Det Typs SUTW+ Res:135 Te:50

Hi | ||
| [
| - | wi
i | |I| [ ” & |I
| | M .l;! | | Me II| ||
IE& | s [Eé 5 || Wi
; = ! R
2.00 4.00 LN 10 00 12.00 14.00 16.00 2.00 4.00 .00 8. .00 10 .00 12 .00 14.00 1§.00 .00
EDAX BAF fisation & 2]
Element Normalized
SEC Table : Default
g : 3 Used 1 €, Facter : 14.00 i &, Pacter : 14.00
Elsment Wt & Bt 4K Batic Z A ¥ ] ES . |
aiK §5.38 6428 0.2075 10357 0.4413 1.0005 1.0362 0.44%¢  1.0006
51K . &€ 0. 0.0825 1,065 0,360 1.0007 1.0881 1.0008
Mol 3.42 1.36 0,0203 H,8338 0.6933 1.D00S 0.8542 1.0067
LK 0.48 0. o.084% 0.9508 0.5330  1.0343 0.9514 1.0358
CEE €.33 4.65 0.0616 D.948F 0.9683 1.0596 @, 5482 1.0558
MiX  43.72 26.45 0.4180 D.%654 0.9904 1.0600 MK 41,86 27,27 0.4008  0.965% 1.0060
Total 100,00 100,00 Total 100.00 100.00
E het Inte. L T s Error 174:]
ALK 495,82 7,80 0,72 52.03
81K 5.3 7,30 11.83 0.7y
Mol 14,90 5. 02 5,45 1.68
TiK 4.30 6,76 13.34 087
o 5488 6.14 2.11 0,93
NiK 150.18 3,52 1.8 42.66
i\ A\ 201 3-05-1T—== P s \ . ka\E013-08-17--~ 0oC-Sh\A-E , spe
Label :ALUMINIZACE 800o€/Sh --- smes A, lok. anal, ®v. 500k -—— (miste 7) .mmm-—m&.mm,n.m-nmm

KV.20.0 TAIE:0.0 Take-off:35.3 Det Type:SUIWe Resi135 Te:80

17-May-2013 08:08:29

F8 : 2288 Lsec : SO

17-May-2013 05:08:43

.
‘Coating Correction Used : Element :

£, Facter : 14.00

Eloment LI At & K-Ratis & L3 | 4
ALK 42.98 1.54 0.3917 1.0965 0.4311 i.o007
ik 1.38 1.9 D.00%3 1,064 D.3631 1.0007
MoL 3.32 1.3% 0. 0197 0, 8548 0, 65939 1. 0006
TiK o.48 a8.39 D.004s 0.95315 09389 1,0384
ork 6.36 0,0822 0. 5488 0. 9685 1.0621
Nik 45.58% 30.08 0.4364 0, 665 0.9804 1.00C0
Total 100.06 100,00

Element Wet Inte. Inte, Inte. Ercux L3
ALK 7.40 075 50,34
BiR 684 7.03 1.42
Mal 9.12 .77 1.52
TiK 7.54 1%.11 0.54
= E. 48 2.42 &. 82
Nil 1€3.78 3.52 1.13 46.52

|
i Wi
| | ” l
I il | = |}
| o e il
jL - | I Mo |
;-J |.J a =l i, W UEJ\___LL__J )
2.00 4.00 a.00 10.00 12.00 14.00 18 2.00 4.00 .00 800 10.00 12.00 14.00 16.00 800 -t
EDAX ZAF O A EDAX RAF i

Used : i€, Fagtor : 14.00

Element  W: & At K-Batio & A ¥
ME 41.22 s0.22 B.1814 1.03%0 0.4243 1.000&
51K 0.79 1.10 9.0031 1.968% 0.3649 1.0008
Mol 1.06 1.59 0.0232 0.8513 0.4953 1.0007

TiK 065 ®;53 ©.0060 ©0.8843 0,833 1.0370

crK 7.57 5.73 0.0740 0.5523 0.9681 1.0610

Nik 45.91 36.82 n.4401 .9682 0.9889 1.0000
Total 100.00 10€.00

EL Het Inte Inte. Bree:
ALK 372 e. 7T 48,32
3.52 il.m 9. 8%
Mel 16.08 §.00 1.9
Tik 5.44 1L.47 0.77
§1.78 L - 8.12
NiK 162.58 L.14 35.03

Obr. P.3.4 Vysledky lokalni chemické mikroanalyzy EDS mista 5, 6, 7 a 8 na vzorku A.
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B /5h

Smés B

AccV  Spot Magn
20.0 kv 4.8 250x

Det WD Exp 100 pm
BSE 11.6 95357 aluminizace 8000C/5h - smes B

AccY Spot Magn
20.0 kv 4.8 50

Det WD Exp 50 pm
BSE 11.4 95358 aluminizace 8000C/5h - smes B

Obr. P.3.5 Snimek difuzni vrstvy pripravené ze smési B s analyzovanymi misty, REM.

i:\-;lurl\jm\ﬁm:\-luls-—c!—l'!——» -1m1-_lu-lncoc—sh¥1.-pc

Label: ALUMINIGACE 800oC/Sh —- smes B, lok. anal, gv. 500x --- (miste 1)

iu’,zn D Tilt:0.0 Take-off:36.5 Det Type: SUTH+ Res:135 To:50

F8 : 3392 Lses : 50 -
AL

17<bmy-3013 O8:19:52

Wi

Mi

5§

EDAX GAF Quantification (Standardless)
Element Normalizesd
SEC Table : Dafault
: Element :

Ceating Correction Used

ALK

ML

Mal 1t
crx s1.82
NiK 144.46

£:\users)janova\Drienka}2013-05-1T-~~ aluminizsce-800sC-5h\2. spe
Label:ALIMINIZACE 8000C/Sh ——- smea B, lok. anal, v. 500x --- (miste 2)

EViZ0.0 Tilt:0.0 Take-off:36.5 Det Type:SUTH+ Ras:135 Te:50

¥ : 2588 Lsec : SO

Al

17-Meay-2013 08:18:24

| EDAX EAF Quantification (Standardlesas)
Element Hormalised
SEC Table : Dafault
Coating Correction Used

Elament : € , Facter :© 14,00

| E1ament

Wt In Bkgd Inte
6.08
6.6

Obr. P.3.6 Vysledky lokdlni chemické mikroanalyzy EDS mista 1 a 2 na vzorku B.
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1 \usersh)

3 32013-05-17--- aluminizace-800oC-5h\d.spc

Sebel IALORENIBAZE $000t/Bh ~—— mwmn B, iuk. snsl, #v, Soby — (miate 4]

kV:20.0 Tilt:0.0 w:ﬂ.l oet

Type:SUTW+ Hes:135 To:S0

17-May-2013 08:38:40

s : 3182 Lase : 50

17-May-2013 08:24:20

I

2o
| | T
| Lo l {4 . !
pi Y er
t Ha
= i \l ” Il ! "
e e LA Ll LA u LA
2.00 4.00 $.00 & o0 10.00 iz2.00 14.00 16.00 1m.00 2. 00 4,00 .00 8.00 0 00 12.00 14.00 16 00 18,00
— $ELoats PR AN EORE ZAF (Standasdlass)
SEC Table : Default ‘SEC Table : Default
Coating Correction Used : Element : € , Factor : 14.00 Used : El ;B Facter : 14.00
Element Wt % Bk & E-Ratic 2 L) 4 Element Wt & At W K-Ratio a A F
ALE 48.27 '64.62 0.2081 1.0388 0.4431  L.6007 ALK 48.94 68.02 0.2389 1.0G3%9 0.4710 1.0007
SiK o.45 .62 0.0017 1.0887 0.3618 L.0910 Wbl 1.84 0.1 0.0103 0. 6580 1.0005
NBL 207 0.RE 8.0118 O.BE3R O, 6468 1.0003 Mal 31.66 1.43 o.0219 0.6991 1.0007
Mol 3.11 1.2% 0:0188  O.ea31 0.€361 L.0004 TiE 0. 60 a.4a7 0.0064 0.92%2 1.0318
TiK n.862 .50 0.0087 Q,9522 0.929% 1.0310 cre T.41 3.34 0.6712 L] 0. 9857 1.0451
CrK 4,12 3.0% 0.0601 0Q.8501 0.9637 1.0607 MK 37,% 24,00 0.3583 0,9650 0.9882  1.0000
KiK. 44,35 29,10 0.4253 0.9668 0.5317  1.0000 Totdl 100.00 100.00
Total 100,00 100,00
El nT L3 3 Inte. Inte. Error B/B
Here ALK 472,00 6.56 0,686 71,96
ALK §05.14 6.80 85 .58 MbL 7.63 7.36 8,78 1.04
BiK 4.80 7.40 .65 MaL 15.66 8.34 5.4 1.88
NBL 1z.7% 108.14 1.2% TiM 5.08 6.78 12.04 0.75
Mol 15.84 1.7 1.68 Cre §1.40 6.1% 220 5.32
TiK 1.50 10 0.87 Hik 13&.60 3,32 1.24 41.14
crk 42.92 §5.52 4.9
HiK 240,14 5.4 4L.94
P A " ka\2013-08-17-=- 8006c-Sh\6 . spe

Labal :ALOMINIZACE 800cC/5h --- smea B, lek. anal, =v. 500x --- (miste &)

KV:20.0 Tile:0.0 Mi

36.5 Det Type:SUTHS Res:138 To:i50

kV:20.0 Tile:0.0 Take-off:36.5 Det Type: SUTW+ Bes:135 Te:50

S : 2685 Hl"_

17-May-2013 08126143

WS : 3576 Laes : S50

 17-May-2013 08:48:16

T AL
|
' |
ol |
I ‘
| |
|
b I 1 |
| ‘ | I ‘I fic . o
e Ao I Jesn L
PRI T S - S P _ A e 0
2.00 a.00 6.00 LR 10.00 12.00 14,00 1800 18.00 2.00 a.00 600 .00 10.00 17.00 14.00 18.90 in.00
EDAX ZAF £ EDAX EAF O
Elamant Hormalized o
SEC Table : Default SEC Table : Default
t : g, Fagtor : 14.00 1g £l i€, Fector : 14.00
Element Wt § At ¥ M-Ratic Z a ¥ Element Wt & At % K-Ratio S F
ALK 44.12  63.29 0.1973  1.036% 0.4310  1.0004 ALK 43,87 &2.731  0.1991 0.4397  1.0007
Mol 3.04 1,28 0.0LB1 0.8551 0.6955  1.0006 81K 6.57 9.79% 0.0022 0.3855  1.0010
TiK 0.45 0.36 9.0042 0.9522 0.9346 1.0363 ML 180 0.6 00084 0.6511  1.0005
crE 671 5.00 0.0657 ©.9500 0.%65¢ 1.062% Mol 3.23 1.31 0,015 07005 1.0007
MK 45.67 30.12 9.4373 0.0Eed 0.5504  1.0000 TiK 0,64 0.52 ©.0059 0.9316  1.0348
Total 100,00 100.00 [ 3 939 5.52  0.0718 0.9670  1.0569
MK 43.10 28.51 0.4126 0.5887  1.D000
Element MNet Inte. ints. Inte. Brrer Total 100.00 100.00
ALK 395.14 1.32 6.72
Mol 13.14 9,82 611 L f It =
TiK 3.84 7.10 15.29 ALK 391,321 7,68 9.1
crK 48.10 .64 2.27 BiK 410 1.20 14.84
ik 169,02 3,52 111 MbL 6.12 .20 10,81
Mal 13.82 §.02 5.78
TiK §.50 6.22 10.8%
Crit 51.60 5.12 2.18
NiK 156.46 3.84 1.3%

Obr. P.3.7 Vysledky lokalni chemické mikroanalyzy EDS mista 3, 4, 5 a 6 na vzorku B.
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& Yus A 5\ ka\2013-08-17-== al -BO0SC—Sh\7 . : o \users\ . % 08-17- B0DoC-5h\E . spe
Label:ALINMINIZACE S00C/Sh —-- smes B, lok. anal, zv. 500x —-- (miste 1) Label ALUMINIZACE 8000C/Sh —-- smes B, lok. anal, &v. 500x --- (misto 8)
®V:20.0 Tile:0.0 Take-off:35.3 Dat Type:SUTW+ Res:13§ Teo:50 KV:20.0 Tilk:0.0 Take-off:36.3 Det Type:SUTW: Res:135 Te:S0
P8 : 4175 Lsec : 50 17-May-2013 08:35:38 FS i 2738 Lsee : 50 17-May-2013 08:37147
AL T
|
J‘
|
| HL I i
| | | |
1 | |'
|
| | ' . |
o 5 | g cr
t i o I ” JU o A I
LA wm faf wl
2.00 4.00 6.00 e 00 10 00 1z2.00 14.00 1800 i8.00 200 .00 &.00 8.00 1000 12.08 14.00 16.00 18.00
EDAX ZAF Quantification (Standardl EDAX ZAF (uantification (Standardless)
SEC Table ! Dafault ) SEC Table : Default _ _
c ] nt : € , Factor : 14,00 Coating Correctien Used : Element : € , Factor : 14.00
Element WL b At % K-Ratic % A 3 plement Wt % At W R-Ratio 2 A ¥
ALK 39.52 59.16 0.1742 1.9408 ©.41%0 1.0006 BIE 40.76 60,00 9.1778 1.03%94 0.4195 1.0006
aiK 0.41  0.59 0,601 1.0708 O0.3665 4.0009 six 0.51  0.72 0.00E0 1.0694 0.3640 1.000%
NBL 0.94 B8.41 a.0054 B.EETS 0. 6539 1.0006 biBL 3.a7 0.58 00077 0.86E6 0.650% 1.0005
MoL 3.54  1.48  0.0214 0.8591 0.7031 1.8007 Mol 2.83 117 00170 0.8575 (.8384  1.0006
TiK 9.42 035  D.003% 0.9%82 0.9328 1.0381 K 0.57  0.47 0,0082 0,.5849 0.9326 1.0062
ark £.23  B.33 0.0807 0.9%42 ©.5682  1.0612 ek €.33  4.84 0.0821 0.9529 0.9678  1.0643
Wik 46.52 31.68 0.4465 0.93713 83 1.0000 NiX  47.63  32.22  0.4574  0.969% 0,990  1.0000
Total 100.00 100.%0 Teral 100.00 100.00
Inte 1) T . Brror ement Net Inte. _ TR ] )
ALE 624.80 13,96 0,58 4474 ALK 354.84 689 0,73 a4.84
Six 5.48 13.20 14,57 0.42 S1K 4.14 5.70 15.85 .48
MBL 1.21 18,20 12,06 0.47 wbL 6,41 10,84 .81 0,80
MaL 27.80 16.84 3,33 1.65 Mol 13.66 11.98 1.14
TiK .68 13.06 12.12 0.51 TiK 5.52 8.58 12.20 boBd
ek 105,82 1118 181 8,52 crK 50. 42 7.58 2.27 6. 47
HLE 309. 06 7.8 0.82 43,04 WK 198,82 4.16 1.93 41,10

Obr. P.3.8 Vysledky lokdlni chemické mikroanalyzy EDS mista 7, 8 na vzorku B.
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Obr. P.3.9 Snimek difuzni vrstvy pripravené ze smési C s analyzovanymi misty, REM.

17-May-2013 05:53:082
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RV:Z0.0 Tile:0.0 Take-off:536.6 Det Type:SUTW+ Res:135 Teo:50
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|
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|
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cr
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SEC Table : Default
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Coating Correction Usad :

Obr. P.3.10 Vysledky lokalni chemické mikroanalyzy EDS mista 1 a 2 na vzorku C.
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€ \userat] \DrlLenks2013-05-17-— aluminizace-800sC-Shic-3. spe

Label ZACE -——-hmﬂwﬂﬁ—mﬂ

3-08-17——— mﬂw&m .spe

@ \usersh ]

m.li lalt-i.. Take-off:36 & Det -’uuu- Res1135 Te:S0

n:uum + 80
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'-ﬂ_-l Bm—"md.w anal, =V, 500x -—- (misto 4)
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17-May-2013 09:56:59
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#s : 2346 Lsee : 50 17-May-2013 09;89:31
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J _‘;_{_A Ki —ai

EDAX LAF 1 d )
Element Hormalized
SEC Table :
Used 1 Bl £ : €, Facter : 14.00
Element L L) At ¥ E-Ratiz 2 A r
ALK a0.36 .37 01771 1.03%% @.4232 L0007
51K 0.8 110 0. G031 1.06%8 0. 3879 1.000%
Mol 4.0% 1.68 0. 0E47 o, b5 0. Toza L0007
TiK a.&0 9.50 0, 0055 0,9552 0.9338 L.0378
2 4 L 6.24 0. 0BE1 D.95a2 D.8683 1.0807
HiK 45.99 31.10 0.4411 0. 9702 0.9883 1.0000
Total 100.00 1I00.00
Element MNet Inte. Bhgd te, Inte. REres A
ALK 36L.48 8,78
51K LH 10.58%
Mol 4.78
TiK 11.96
crX 2.08
Wik 1.0

2.00 4.00 €.00 .00 10 00 12.00 14.00 15.00 18.00

EDAX ZAR O Ficat o P
Element Normalized
SEC Table : Default
Osad : &, Facteor 1 14.00
Element L] At ¥ E-Ratio z B r
ALK 40.83 @&0.16 0. 1753 1,038 O.4132 L0004
MoL - B.8574 0.897% 1.609%
crK a, 9523 Q.9708 L. 0680
Wil 4.9653 Q. 9810 L. nann
Total
Element Net Inte. Inte. Inte. 1
1K 355.08 6.80 0.76 52.22
Mal 13,38 10.86 €.16 1.2%
CrK 47.80 §.72 2.32 7.11
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e e i i - -
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les : 1534 Lees : 50 17-May-2013 10:02:38

Element Normalized
sEc Table : Default

1 €, Pacter : 14.00
K—l!iin z A i 4

Slement  We % LT

ALK ﬂ 98 55,20 0.147¢ 1.,041% 0.3%08 1.0004
MoL 2.85 1.2%  0.0072 0.8607 0.7008 1.0006
TiK .42 0.36 0.001% ©.5575 0.938%  1.0408
exk §.17 4,98 0.081§ ©0.9556 0.9708 1.97%7
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Total 100.00 100.00
et Inte. Inte, 13
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i : e, Pagter : 14.00

Elomeat WL 4 At & K-Ratic B A P
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Wik §3.58 37,88 0.5168 (0.9738 0.9903  1.0000

Total 100.00 100.00

ZOX L3

4z.47
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1.78
T.56
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Obr. P.3.11 Vysledky lokalni chemické mikroanalyzy EDS mista 3, 4, 5 a 6 na vzorku C.
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D /5h

Spot Magn Det WD E:
20.0 kV 4.8 500x BSE 11.6 95363 aluminizace 800

Obr. P.3.12 Snimek difuzni vrstvy pripravené ze smési D s analyzovanymi misty, REM.

\users\ janova\Drienka’2013<05-17=-~ aluminizace-800eC-5hiD-1.spc | ©:Y\users)janova\Drienka\2013-0%-17--- aluminizace-B00aC-Sh\D-2 spe
Label: ALUMINIEACE 800eC/Sh --- smes D, lek. anal, sv. S00x --- (misto 1) Labal : ALUMINIEACE 800eC/5h --- smas D, lok. anal, =v. 500x --- (miste 2}
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€
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Obr. P.3.13 Vysledky lokalni chemické mikroanalyzy EDS mista 1 a 2 na vzorku D.
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©:\usershjancva\Drienka\2013-05-17-~- aluminizace-800oC-5h\D-3.spc

Label ALUMINIZACE 800oC/Sh --- smes D, lok. Ml v, 500x -—- (misto 3)

e

©: \users\janova\Drienka\2013-05-17--- aluminizace-8006C-5h\D-4.spc

Label: ALUMINIZACE 8000C/Sh -— smes D, lok. anal, =v. 500x --- (miste 4)
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17-May-2013 10:23:16
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2 o0 4.00 €.00 4.00 10.00 12 .00 14 .00 16,00 18.00 2.00 4.00 .00 800 10.00 1206 14.00 16.00 i9.00
EDAX EAF (n EORX ZAF
§EC Table : Default SEC Table : Defeult
Used : El 1 2 Pactor : 1&.00 ang 4 Used : El €, Pacter : 14,00
Element Wt % At § E-Ratio 2 A F Element L} At & K-Ratio 2 A 4
AE 44.47 63.45 0.19%% 1.0367 n.4334 1. 0004 ALK 44,72 63,62 0.200e 1.p363 0. 4327 1.00048
MoL 2.81 1,13 ©0.0167 0.8588 06955 }.0007 Mol 2.97 3.11  O0.0LE4 C.B5A4 O.E541  1.0006
TiK 0.50 %.40 O0.D046 09519 0.9357 1.03&8 TLK 0.51 0.41 0.0047 0.9515 0.8350 1.0360
crx 7.41 5.4% B.0%24 0.%498 09837 1.080% crK &.53 4.84 0.963% 0.9454 0.9685 1.0826
NiK 44.82 23.43 0. 4287 0, 3664 o.a898 L. 0000 HiK 45,47 25,83 0.4352 G.9660 0.9906 1.00008
Total 100,00 100.00 Total 100.00 100.00
ement Net Inte. Inte Elmment Net Inte. Bkgd Inte, Inte. Ercos BB
ALK 45208 8.80 33 4 455.12 9.2 .68 a3.2&
Mol 13.70 11.30 Mol 13.50 12.82 5. 55 1.8
TiK £.90 7.18 TiK 5.09 T.38 12,49 9.88
crE 59,94 7.28 =23 53,00 6.44 2.7 843
WiK 187,24 3.52 NiE 190.54 4.82 1.08 41.24

sxmmmmnm aluminizace-800oC-5h\D-5 . spe

Labal

smes D, lok. anal, zv. 500x =-- (miste 5|

» ok, anal, zv. 500x — (miste §)

“1!..!18!*.””0

Det Type:SUTH+ Res: 135 Te:S50

K¥:20.0 TAIE:0.0 Take-off:36.4 Det Type:SUTWs Res:133 To:30
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(PR : 2968 I_.Q_nltil_

17-May-2013 10:28:54

I l T

ULA_______"

AL

M0 1000 12.00 14.00 16.00 IN.00
EDAX ZAF Q )
Element m.und
SEC Table : Default
Used : €, Facter : 14.00
Element Wt % At & K-Ratie & £ ¥
AlE 43.07 82.38 0. 1883 1.03N1 0.4214 1. 0004
Mol 2.82 L35 o.0168 0.8585 0.6936 1.002%
oIk 5.82 .37  0,037F 0.9504 0.5704 1.0678
Wik 48,28 32,12 04631 0.%€72 06,9917 1.0000
Tetal 100.00 100.00
EL Net Tnte. inte B/B
AlK 423.62 9.82 43,14
Mal 131,66 10. 4% 1.3
crK 47.12 6,80 7,38
NiK 201.08 5.44 36,96

™
z.00 e.00 1060 12 .00 14.00 16,00 18.08
EDAX ZAF at ¥
SEC Table : Default
€ , Pacter : 14,00
Elsment wr At ¥ ¥W-Ratio 2 A 4
AlK 43.65 63.10 0.1947 1,637 £.429€ 1.0005
Mol 4.19 1,70 0.02%0 0.8562 0.6968 3.0005
TIK 6.52 0.42 0.0047 9.9532 0.9318 1.0841
eeK 5.28 3.96 0.0517 0.9512 0.6875 1. 0835
MK 48,37 30.81 0.444% 0.96B0  0.3512  1.0060
Total 100,00 100.00
Element Netr Inte. Bkgd Inte. Inte, Error Ei
Alx 432.04 9.16 0.€9
Mol 20.08 12.32 4.71
TiK 4.98 8.54 15,34
ok 41.92 1.80 2.5%
Wik 190.52 a.58 1.05

Obr. P.3.14 Vysledky lokalni chemické mikroanalyzy EDS mista 3, 4, 5 a 6 na vzorku D.
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SEC Table : Default _ B SEC Teble : Default
Coating Correction Used : Element = € , Factex & 14.00 Coating Co  Used s e, Pacter : 14.00
Elewment Wt At & E-Ratio k] ES i Blement Wt & Bt 4 K-Ratio & & ¥
Al 39.67 59,02 0.1728 1.0416 0.417%  1.0006 ALK 41,22 BO.40 0.1¥I1  1.0882  0.4225 1.0066
Mol 4.40 1.84 0,0267 ©,8539 -T055 1.0008 SiK 0.51 @.72  0.00200 1.0691 0.3643 1.0008
TiK 0.56 L0082  0.9570 0.9335 1.0393 Mol 4.02 1.66  0.0241 0.8575 0.8995 1.00D6
crk 9.20 7,10 0.0802 9.3550 0.9683  1.0600 TLK 0.81 6.67 0.0075 0.8546 0.9330 1.0361
Rk 48,17 31.56 0.4431 0,8721 0.9873 1.0000 crK 6.53% 4.58 0.0642  ¢.952% 0. 9675 10629
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jmment Net Inte. . LI
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Obr. P.3.15 Vysledky lokalni chemické mikroanalyzy EDS mista 7 a 8 na vzorku D.
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Det WD Exp

BSE 11.6 95364 aluminizace 8000C/5h

Obr. P.3.16 Snimek difuzni vrstvy pripravené ze smési E s analyzovanymi misty, REM.
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Obr. P.3.1 Vysledky lokdlni chemické mikroanalyzy EDS mista 0 a 1 na vzorku E.
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m\m\usmn-- aluminizace-800eC-Sh\E-2. =pe -
mmmm—om 1ok, -IJ.; =v. S00x -~ m!!

A A A T P Py BODaC-8h
e A2 N

v 7 \B-3. spe
m&:mm-—-m:,m anal, zv. 500x -——— (misto 3)
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SEC Table : Default SEC Table : Default
Tsed e, Pacter : 14.00 Coatd Used : Bl @ , Factor : 14.00
Elemsnt Wt ) At ) K-Ratie 7 A £ Element Wt % Bt % K-Ratis % A £
ALK 47.41 66.29 0.2191 1.0339 0.a46d 1.0005 ALK 47.81 €6.73 0.2218 1.0341 04484 1.0004
sik 0.51 D.65 0.0020 1.0636  D.3567 1.0008 M3l 2.93 1.15  0.9172 0.ESFL  O.6%0%  1.0005
Mal, .35 1,32 ©,00197 ©0.8520 0.68%0 1.0004 TiK 051 0.40 0.9086 '©0.9493 0.8337 1.0331
TiK 813 0.57 0. 0068 D.5480 0.9321 1.8308 [ 4 L5 1.89 0.0523 £.9471 0.9638 1.0604
=] 3,35 2,43 0.0326 0,946 ©.9673 1.0631 HEK 43,39 27.83  0.4148 0.9638 0.9%18 1.0000
Wik 44.66 28,70 0,473 0,9639 ©.9932  L.0000 Total 100,00 106.00
Total 100.80 108000
B Iinte. 1Inte. Error
1ement Inte. Bkgd Inte Inte. Srror P/B T 064 61,39
R1K 494.20 T 085 83.3€ 1104 &.a1 1.28
51K 14 .84 18.42 6.861 7.38 12,82 0.87
Mol 16,08 1. 58 5.51 1.3% T.28 .48 3.96
iR 7.08 7,98 9.59 0.09 181,52 4.4z .07 41.07
crR 26,88 7.16 .38 3,75
HiN 185.9% 3.84 1.06 48.43
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XVi20.0 T41E:0.0 Take-cff:36.5 Det Type:SUTW Res:135 Te:50

¥V320.0 T41t:0.0 Take-offi36.5 Dut Type:SUTHG Reai138 Te:50

¥ : 3448 Lsec : %0 17-May-2013 10:47:54 |
A1

¥8 : 3333 Lses : O 17-May-2013 10:49:30

el
Hi
h w
| uL
| | cr )
i o ] | | ] |
b ol | e el |
| e s o || L% i Lol L | LA
g0 400 €00 MO0 1000 1200 1400 1600 16.00 2,00 400 €00 900 10.00 12.00 14.00 3600 1800
EDAX ZAF : ion EDAX ZAF Qu dardless)
Element Hormalized Element Nermalized
SEC Table : Default SEC Table : Default
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flement Wt ® At ¢ ¥ Ratio ] A 4 Blement Wt & AtV K-Ratie ] i) ¥
ALK 50.27 69,41 0.2531 1,084F 0.4885 1.0007 AlK 45.47 64,38  0.2175 L.03B4 0.4603 1.0008
siK o, 60 0,79 0.002% 1.0841 0.3644 1.000% 51K 0.48 0.88 0.0001% 1.0684 0.3890 1.0011
Mol 387 1,48 ©0.0230 0.851% 0.6%87 1.0010 Mo 5.01 1.9% 0,0303 0.8560 0.7054  1.0010
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crx 11.43 B.07 0.1092 D.9468  0.9682  1.0421 erx 1.a7 8.43 0.1104 0.5513 0.9672 1.0462
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Total 100,00 100.00 Total 100.00 100.00
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Obr. P.3.18 Vysledky lokalni chemické mikroanalyzy EDS mista 2, 3, 4 a 5 na vzorku E.
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AlK 44,42 63.75 0,1908 1.0371 0.4334  1.000% ALK 41,68 60.98 0,185 1,060 0.4276 1. 000e
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MiK  q5.68 30,13 0.4378  0.%671 ©.9911 1.0000 NiE  44.6) 30,06 O.4278 C.97¢5  0.9477  1.0000
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Obr. P.3.17 Vysledky lokalni chemické m

ikroanalyzy EDS mista 6, 7 a 8 na vzorku E.
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Obr. P.3.18 Snimek difuzni vrstvy pripravené ze smési F s analyzovanymi misty, REM.
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Obr. P.3.19 Vysledky lokalni chemické mikroanalyzy EDS mista 1 a 2 na vzorku F.
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Obr. P.3.20 Vysledky lokalni chemické mikroanalyzy EDS mista 3, 4, 5 a 6 na vzorku F.
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